


























专利名称(译) OLED显示器的亚像素电流测量

公开(公告)号 US20080266214A1 公开(公告)日 2008-10-30

申请号 US12/018455 申请日 2008-01-23

[标]申请(专利权)人(译) 立迪思科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) 立迪思科技股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 立迪思科技股份有限公司.

[标]发明人 NAUGLER WALTER EDWARD
KANG SUNG GU
KIM CHEON HONG

发明人 NAUGLER, WALTER EDWARD
KANG, SUNG GU
KIM, CHEON HONG

IPC分类号 G09G3/30

CPC分类号 G09G3/3225 G09G3/3233 G09G2320/0233 G09G2320/029 G09G2320/0295 G09G2330/02

优先权 60/925990 2007-04-24 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有源矩阵驱动系统驱动诸如有机发光二极管显示器的发光显示装置，并
被配置为测量发光显示装置中的子像素电流。关闭发光显示设备的一个
或多个电源列电源线，同时测量子像素电流。结果，与发光显示装置的
背景电流相比，子像素电流相对较大，这有助于精确测量子像素电流。
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